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MATERIAUX MAGNETIQUES -

Partie 3: Méthodes de mesure des caractéristiques magnétiques
des toles et feuillards magnétiques a l'aide
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AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
composee de Iensemble des comltes eIectrotechnlques nationaux (Comités natj

intéressé par Ie sujet traité peut participer. Les organisations interntional
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également 3
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon d
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les guestiqns te i ésentent, dans la mesure
du possmle un accord |nternat|ona| sur les su1ets étudiés, |\étant donné que Ies oMmités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sgus a i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique ts_techniques\ ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
Qits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

6) L’attention est atfifde s
I'objet de droit
responsable de ne\pa

La Norme interndti a été établie par le comité d'études 68 de la CEl:

La prése te yersio de la CEIl 60404-3 comprend la deuxiéme édition (1992)
3(BY 5 et 68(BC)77+79] et son amendement1 (2002) [documents

Le contenu techmique’de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 2.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente norme.
L'annexe B et C sont données uniquement a titre d'information.
Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement 1 ne sera

pas modifié avant 2009. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS -

Part 3: Methods of measurement of the magnetic properties
of magnetic sheet and strip by means
of a single sheet tester

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fof standatdization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objecihof the IEC is\{o promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e{ectrical and onicXields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International S ir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intergsteth\in\ th with may
participate in this preparatory work. International, governmental and no nizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions deterrin ement between the

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters , nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects Isinc mittee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of/fecomm fori tero al dse and are published in the form
of standards, technical specifications, technica es and they are accepted by the National

Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatiof, IEC NatiqQna ittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum| exte possithle\in their national and regional standards. Any
divergence between the |IECStandard and\the pon'n rational or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

6) Attention is drawpte_t ibiliy lements of this International Standard may be the subject
of patent rights.q EC \ € sible for identifying any or all such patent rights.

International Standa

Magnetic alloys a

The technical™sontent is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared forw convenience.

It bears the edition number 2.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annex A forms an integral part of this standard.
Annex B and C are for information only.
The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment 1 will

remain unchanged until 2009. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
+ amended.



